
（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（４５）【発行日】平成２６年６月１６日（２０１４．６．１６）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）

（１１）【登録番号】意匠登録第１５００５５４号（Ｄ１５００５５４）

（２４）【登録日】平成２６年５月１６日（２０１４．５．１６）

（５４）【意匠に係る物品】き裂進展監視ゲージ

（５２）【意匠分類】Ｊ１－１００

（５１）【国際意匠分類（参考）】１０－０４

（２１）【出願番号】意願２０１３－２０２３６（Ｄ２０１３－２０２３６）

（２２）【出願日】平成２５年９月２日（２０１３．９．２）

（７２）【創作者】

【氏名】鈴木　寛久

【住所又は居所】東京都千代田区霞が関１－４－１　首都高速道路株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】福島　貴仁

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１　虎ノ門ＰＦビル　首都高技術株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】得能　智昭

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１　虎ノ門ＰＦビル　首都高技術株式会社内

（７２）【創作者】

【氏名】安川　和利

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１　虎ノ門ＰＦビル　一般財団法人首都高速道路技術センター

内

（７２）【創作者】

【氏名】村野　益巳

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１　虎ノ門ＰＦビル　一般財団法人首都高速道路技術センター

内

（７２）【創作者】

【氏名】齋藤　豪

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１　虎ノ門ＰＦビル　一般財団法人首都高速道路技術センター

内

（７２）【創作者】

【氏名】栗生　隆啓

【住所又は居所】東京都品川区南大井６丁目８番２号　株式会社東京測器研究所内

（７３）【意匠権者】

【識別番号】５０５３８９６９５

【氏名又は名称】首都高速道路株式会社

【住所又は居所】東京都千代田区霞が関１－４－１

（７３）【意匠権者】

【識別番号】５１３２２０５６２

【氏名又は名称】首都高技術株式会社

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門３－１０－１１

（７３）【意匠権者】

【識別番号】５９１２１６４７３

【氏名又は名称】一般財団法人首都高速道路技術センター

【住所又は居所】東京都港区虎ノ門三丁目１０番１１号

（７３）【意匠権者】

【識別番号】０００１５１５２０

【氏名又は名称】株式会社東京測器研究所

【住所又は居所】東京都品川区南大井６丁目８番２号



(2) 意匠登録１５００５５４

（７４）【代理人】

【識別番号】１０００８２４１８

【弁理士】

【氏名又は名称】山口　朔生

【審査官】大峰　勝士　　

（５６）【参考文献】意登１０８９６０１　意登１４３１５８３　意登１４３１５８４　はじめての ひずみゲ

ージ、表紙頁、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＣ１４０１８６１９）　Ｒｏｂｕｓｔ Ａｇｉｎｇ ｊｉｇ　＆　

Ｌｅａｋａｇｅ Ｃｕｒｒｅｎｔ Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ ＯＬＥＤ、３頁、（特許庁意匠

課公知資料番号ＨＤ１６０１１４９４）

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は、検知対象に貼り付けておき、該検知対象のき裂の進展によって生

じる引張力によって、略平行に配置した複数の抵抗線が順次断線することにより、検知対象のき裂の進展を検知

することが可能な、き裂進展監視ゲージである。

（５５）【意匠の説明】透明部分を薄墨で表した参考正面図における薄墨部分は透明である。

【図面】

【正面図】

【背面図】



(3) 意匠登録１５００５５４

【左側面図】

【右側面図】



(4) 意匠登録１５００５５４

【平面図】

【底面図】



(5) 意匠登録１５００５５４

【透明部分を薄墨で表した参考正面図】


